
«对我们来说使用简便是 
Equotip 解决方案最突出

的特色»

自 1975 年以来的行业标准



Swiss Precision since 195412

预包装装置

所有装置包括：Equotip 触摸屏，电池，电源，USB 线缆，表面粗糙度比对板，DVD 光盘（含软件），文档，背带和手提箱

Equotip® 550 Equotip® 550 Leeb D Equotip® 550 Leeb G Equotip® 550 Portable 
Rockwell 

356 10 001 356 10 002 
添加 Equotip Leeb 冲击装置 
D，冲击装置线缆，测试块 

~775 HLD / ~56 HRC，耦合

剂，清洁刷 

356 10 003 
添加 Equotip Leeb 冲击装置 

G，冲击装置电线，测试块 
~570 HLG / ~340 HB，耦合

剂清洁刷 

356 10 004 
添加 Equotip Portable 
Rockwell 探头 50 N，探头

电缆，测试块 ~62 HRC 
 



热销产品

方便灵活的探头配置和适

合目前已拥有 Equotip 和 
Equostat 3 探头的用户

订购信息

冲击装置和探头

Equotip Leeb 冲击装置

356 00 500 Equotip Leeb 冲击装置 C
356 00 100 Equotip Leeb 冲击装置 D
356 00 110 Equotip Leeb 冲击装置 DC
356 00 120 Equotip Leeb 冲击装置 DL
356 00 400 Equotip Leeb 冲击装置 E
356 00 300 Equotip Leeb 冲击装置 G
356 00 200 Equotip Leeb 冲击装置 S

Equotip Portable Rockwell 探头

356 00 600 Equotip Portable Rockwell 探头 50 N

Equotip Leeb 配件

353 03 000 支撑环组件

356 00 080 Equotip 冲击装置电缆 1.5 m (5 ft)
356 00 086 Equotip 冲击装置电缆 5 m (15 ft)

Equotip Portable Rockwell 配件

354 01 200 Equotip Portable Rockwell 测量夹

354 01 130 Equotip Portable Rockwell 三角架

354 01 250 Equotip Portable Rockwell 特殊脚  
RZ 18 – 70

354 01 253 Equotip Portable Rockwell 特殊脚  
RZ 70 – ∞

配件
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如有更改，恕不另行通知。Proceq SA 出于善意提供本文档的所有信息，并相信这些信息正确无误。对于信息的完整性和准确性，Proceq SA 不做任何担保，也不承担任何责任。
对于 Proceq SA 所生产和（或）销售的任何产品的使用和应用，我们已对特定的适用操作给予了明确的参考指引。

服务和支持
Proceq 致力于通过 Proceq 认证的全球服务中心提供业界最佳
支持和服务。我们全球的服务和支持设施完全支持 Equotip。

保修信息
所有仪器都可享受标准 Proceq 保修或可选择延长保修期。

»» 仪器的电子部分：24 个月
»» 仪器的机械部分：6 个月



订购信息

测试块

Equotip Leeb 测试块由 Proceq 校准

357 11 500 Equotip 测试块 C，~565 HLC / <220 HB
357 12 500 Equotip 测试块 C，~665 HLC / ~325 HB
357 13 500 Equotip 测试块 C，~835 HLC / ~56 HB
357 11 100 Equotip 测试块 D/DC，<500 HLD / <220 HB
357 12 100 Equotip 测试块 D/DC，~600 HLD / ~325 HB
357 13 100 Equotip 测试块 D/DC，~775 HLD / ~56 HRC
357 13 105 Equotip 测试块 D/DC，~775 HLD，一侧

357 11 120 Equotip 测试块 DL，<710 HLDL / <220 HB
357 12 120 Equotip 测试块 DL，~780 HLDL /~325 HB
357 13 120 Equotip 测试块 DL，~890 HLDL / ~56 HRC
357 13 400 Equotip 测试块 E，~740 HLE / ~56 HRC
357 14 400 Equotip 测试块 E，~810 HLE / ~63 HRC
357 31 300 Equotip 测试块 G，<450 HLG / <200 HB
357 32 300 Equotip 测试块 G，~570 HLG / ~340 HB
357 13 200 Equotip 测试块 S，~815 HLS / ~56 HRC
357 14 200 Equotip 测试块 S，~875 HLS / ~63 HRC

Equotip Portable Rockwell 测试块

357 41 100 Equotip Portable Rockwell 测试块

~20 HRC, ISO 6508-3 HRC 校准

357 42 100 Equotip Portable Rockwell 测试块

~45 HRC, ISO 6508-3 HRC 校准

357 44 100 Equotip Portable Rockwell 测试块

~62 HRC, ISO 6508-3 HRC 校准

由 Proceq 工厂校准

357 10 109 额外校准 HLD / HLDC
357 10 129 额外校准 HLDL
357 10 209 额外校准 HLS
357 10 409 额外校准 HLE
357 10 509 额外校准 HLC
357 30 309 额外校准 HLG

由公认机构校准

357 90 909 额外校准 HL (DIN 50156-3)
357 90 919 额外校准 HB (ISO 6506-3)
357 90 929 额外校准 HV (ISO 6507-3)
357 90 939 额外校准 HR (ISO 6508-3)

由公认机构校准

357 90 918 额外校准 HB (ISO 6506-3)
357 90 928 额外校准 HV (ISO 6507-3)

额外测试块校准




